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i. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der intemationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, getten Im Rahmen dieses Berichte als "ursprQngllch 
eingereicht" and sind ilim nicht beigefOgt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regain 70. 16 und 70. 1 7)): 

Beschreibung, Seiten 

1-14 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-13 eingegangen am 25.1 1 ,2004 mit Schreiben vom 1 4.1 1 .2004 
Zeichnungen, Blatter 

1^-6^ In der ursprQnglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die intemationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur VerfOgung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punl<t nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behdrde in der Sprache: zur VerfOgung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden. ist 
(nach Regei 23.1(b)). 

□ die Verdffentiichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fQr die Zweci<e der intemationalen vorlaufigen PrQfung eingereicht 
worden ist (nach Regel 65.2 undA)der 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide undA>der Aminosauresequenz ist die 
intemationale vorlaufige PrQfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefOhrt worden, das: 

□ in der intemationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung In computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtrSgiich In schriftlicher Fomn eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtragllch in computerlesbarer Fomn eingereicht worden ist. 

□ Die Erkiarung, daB das nachtrSglich eingeretchte schriftiiche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Infonmationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Ansprflche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Biatt 
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5. □ DIeser Bericht ist ohne BerQcksichtlgung (von einigen) der Andemngen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprQngllch 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Andemngen enthalten, ist unter Punia 1 tiinzuweisen; sie sind diesem Bericlit 
belzufugen.) 

6. Etwaige zusStzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststeliung nach Artikel 35(2) hfnsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerbiichen Anwendbarteit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Fbststellung 

1. Feststeliung 

Neuheit(N) Ja: AnsprQche 1-13 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: AnsprQche 

Nein: AnsprQche 1-13 
Gewerbliche Anwendbarkelt (lA) Ja: AnsprQche: 1-13 

Nein: AnsprQche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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2u Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erflnderischen Tatigkeit 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: EP1 178345 
D2: XP000255795 
D3: US51 92980 
D4: XP000981049 



Die vorliegende Anmeidung erfiillt nicht die Erfordemisse des Artikels 33(1) PCT 
we.1 der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit Im ' 
Sinne von Artikel 33(3) bemht. im 

Dokument D1 offenbart (siehe Abbildung) ein Rastemiikroskop zum Abbilden 
eines Objekts 14 mit einer Lichtquelle 7. einem Beleuchtungssti^lengang mit 
einem spektrai selektiven Element AOTF 8. einem Detektionsstr^hlengang mrt 
einer spektrai selektiven Detektionseinrichtung 2, 5. 

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich dadurch von D1 daB 
Beleuchtungs- und Detektionsstrahlengang im Sinne eines Spaltscanne,^ 
ausgebildet sind. wobei im Beleuchtungsstrahlengang und im 
Detektionsstrahlengang Spaltblenden vorgesehen sind und die SpaitlangeZ-breite 
mindestens einer der Blenden variabel ist 

wL"^! "^^^ ^'^'"'^""9 ^ ^"^9^^^ kann somit darin gesehen 

werden.diemoglicheGeschwindigkeitderDatenaufnahmezuerhohen. 

Die Vorteile von Konfokalmikroskopen mit Spaltscannem gegenQber Pinhole- 
Anordnungen sind allgemein bekannt. Beispielsweise offenbart 02 ein 
Konfolcalmikroskop mit Spaltscanner (Abbildung 1) und diskutiert dessen VorzQge 
w e die hohere Beleuchtungsintensitat auf der Probe (Seite 1 56. Spaite 2) 
^nh!;r A w ^^^^'^ ^' ^-^^^ vorgeschlagen. falls erforderlfoh die 
H .?^h ! c ^^^^'^^ aufiosenden konfokalen Scanmikroskop 

durch eme Spaltscan-Anordnung zu ersetzen. falls dies erforderlich ist. 
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Es ist demnach absolut offensichtlich, dass ein Fachmann die in D1 offenbarte 
Anordnung gemSss der Lehre von D2 und D3 abandem wurele, um beispielsweise 
die mSgliche Geschwindlgkelt der Datenaufnahme zu erhohen. 

Weiterhin ist aus D2 bekannt (Abb. 1 und entspreciiende Beschreibung auf Seite 
157) sowohl Im Beieuchtungsstralilengang als aucli im Detelctionsstrahlengang 
eine Spaltblende S1, S2 vorzusehen, wobei zumindest die Spaltbrelte der Blende 
SI varlabel einstellbar Ist. 

Somit wurde ein Fachmann ohne erflnderische TStigkeit in direkter Welse zu der 
in Anspruch 1 spezifizierten Losung gelangen. 



3. Die abhangigen Anspriiche 2-13 scheinen keine zusatzliclien Merkmale zu enthal- 
ten, die In Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruclis, auf den die 
AnsprQche rQckbezogen sind, die Erfordemisse des PCT In bezug auf Neuhelt 
bzw, erflnderisclie Tatlgkeit erfullen. Die GrOnde dafQrsInd die folgenden: 

Anspruclie 2-3: die Venwendung der spezifizierten Spaltblenden und deren 
Ausgestaltung ist allgemein bekannt (siehe D1 und D2). Die Venwendung eines 
Zoom-Objektivs in Verbindung nnit einer Spaltblende ist in D4 offenbart. 

AnsprQche 4-10: die Venwendung der spezifizierten Komponenten In konfokalen 
Rastennikroskopen Ist aus D1 bekannt. 

AnsprQche 11-13: die spezifizierten Anwendungen sind aus D3 (Spalte 8, Zeilen 
21-23) bekannt und deren Anforderungen an das Detektlonssystem sind fur einen 
Fachmann offensichtlich. 
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^ ULLR^ & NAUMAN^ 

GEWERBUCHER RECHTSSCHUTZ- INTELLECTUAL PROPERT 

421 1/1/098 Heidelberg, 24. November 2004/ph 

Internationale Patentanmeldung PCT/DE 03/03163 
der Leica Microsystems Heidelberg GmbH 

Neue Patentanspriiche 

1. Rastemiikroskop zum Abbilden eines Objekts (1), mit einer Uchtquelle (2) ei- 
nem einstellbaren spektral selektiven Element (8). einer einstellbaren spektral 
selektiven Detektionseinrichtung (4), einem von der Uchtquelle (2) bis zum Objekt (1 ) 
verlaufenden Beleuchtungsstrahlengang (3). einem vom Objekt (1) zur Detektions- 
einnchtung (4) verlaufenden Detektionsstrahlengang (5). wobei mit dem spektral 
selektiven Element (8) Ucht der Uchtquelle (2) zur Objektbeleuchtung selektierbar 
ist. wobei mit dem spektral selektiven Element (8) das am Objekt (1) reflektierte 
und/oder gestreute selektierte Ucht der Uchtquelle (2) aus dem Detektions- 
strahlengang (5) ausblendbar ist und wobei zumindest eln Welleniangenbereich des 
im Detektionsstrahlengang (5) verlaufenden Uchts mit der spektral selektiven De- 
tektionseinrichtung (4) detektlerbar ist, 

dadurch gekennzeichnet. dass der Beleuchtungsstrahlengang (3) und 
der Detektionsstrahlengang (5) im Sinn eines konfokalen Spaltscanners ausgebildet 
sind. namlich dadurch. dass zur Erzeugung eines linienfdrmigen 
Beleuchtungsmusters im Objektbereich im Beleuchtungsstrahlengang (3) eine 
Beleuchtungsspalteblende (11) vorgesehen ist und dass zur DetekUon des aus dem 
linienformlgen Beleuchtungsberelch aus der Fokalebene kommenden Uchts im 
Detektionsstrahlengang (5) eine DetekHonsspaltblende (13) vorgesehen ist. wobei 
die Spaltldnge und/oder die Spaltbreite der Beleuchtungsspaltblende (11) und/oder 
der Detektionsspaltblende (13) variabei einstellbar ist. 

t 

2. Rastermlkroskop nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. dass die Be- 
. leuchtungsspaltblende (11) und/oder die Detektionsspaltblende (13) beweglich an- 
geordnete.Blenden (16. 17. 18. 19) umfasst. wobei voreugswelse eine Seite einer 
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jeden Blende (16, 17, 18, 19) den Spalt der Beleuchtungsspaltblende (11) bzw. der 
Detektionsspaltblende (1 3) bildet. 

3. Rastenmikroskop nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Beleuchtungsspaltblende (11) und/oder der Detektionsspaltblende (13) jewells eine 
Vario-Optik (22) zugeordnet 1st, mit der die wirksame Spaltbreite und/oder die wirk- 
same Spaltlange der Beleuchtungsspaltblende (11) bzw. der Detektionsspaltblende 
(13) verSnderbar ist bzw. sind. 

4. Rastermikroskop nach einem der AnsprQche 1 bis 3, wobei das spektral selek- 
tlve Element (8) ein ansteuerbares aktives optisches Bauteil umfasst. vorzugsweise • 
einen AOTF (Acousto-Optlcal-Tunable-Filter) Oder einen AOD (Acousto-Optical-De- 
flector). 

5. Rastennlkroskop nach eInem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass die spektral selektive Detektionseinrichtung (4) Mittel (23) zur spektralen Zer- 
legung des Im Detektionsstrahlengang (5) verlaufenden Uchts - vorzugsweise in 
Fonn eines Prisnrias Mittel (24. 40) zum Selekderen eines ersten Spektralbereichs 
(25) zur DetekBon mit einem ersten Detektor (6) und Mittel (24. 40) zur Reflexion 
zumindest eines Tells des nicht selektierten Spektralbereichs zur Detektion mit 
einem zweiten Detektor (7) aufweist 

6. Rastermikroskop nach einem der AnsprQche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Detektionseinrichtung (4) einen fiSchenfonnlgen oder einen linienfdnnigen 
Detektor (6, 7, 32, 34) aufweist, der eine seiner RSchen- Oder Linienfonn entspre- 
chende Ortsaufldsung aufweist. 

7. Rastennlkroskop nach Anspnich 6. dadurch gekennzeichnet, dass der De- 
tektor (6, 7, 32, 34) ein CCD-Element umfasst, das in Form eines CCD-Arrays oder 
einer CCD-Zeile ausgebildet Ist. 




8. Rastermikroskop nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass im Detekti- 
onsstrahlengang (5) vor einem Detektor (6, 7, 32, 34) der Detektionseinrichtung (4) 
eine - vorzugsweise variierbare - Adaptlonsoptik angeordnet ist, mit der die Form 
des Lichtstrahls des zu detektierenden Spektralbereichs auf die Detektorform an- 
passbar ist 

9. Rastermikroskop nacli Ansprucli 7 Oder 8, dadurcli gekennzeidinet, dass im 
Detektionsstrahiengang (5) vor einem Detektor (32, 34) der Detektionseinrichtung (4) 
ein l\/littel (33) zum ZusammenfOtiren des Lichts angeordnet ist, das einen im 
Wesentliciien linienfdrmigen Oder fokussierten Lichtstraiil erzeugt. 

10. Rastermikroskop nacfi Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das l\flittel 
(33) zum Zusammenfuhren des Lichts eine Linse, ein Prisma, ein Gitter Oder ein 
i-lologramm umfasst. 

11. Rastermikroskop nach einem der AnsprDche 1 bis 10, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Detektor (6, 7, 32, 34) der Detektionseinrichtung (4) eine Ausleserate 
aufweist, die im \is- Oder ns-Bereich tiegt, so dass vorzugsweise Ruoreszenzlebens- 
dauerexperimente und/oder Abklingverhaiten von LumineszenzprSparaten zeitiich 
aufgeldstwerden kdnnen. 

12. Rastemnikroskop nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der De- 
tektor (6, 7, 32, 34) der Detektionseinrichtung (4) eine Aktivierungseinheit aufweist, 
die eine zeitliche Aktivierung und Deaktivierung des Detektors ermdglicht. 

13. Rastermikroskop nach einem der Anspruche 1 bis 12, gekennzeichnet durch 
eine l\/lehr-Photonen-Anregung des Objekte (1) Oder eines zur Objektmarkierung 
dienenden Markers. 



